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Schweizerische Gesellschaft fiir Optik und Elektronenmikroskopie

Gegriundet 1969

Wissenschaftliche Tatigkeit

Die beiden Sektionen der SGOEM tagten turnusgemdss getrennt. Die
Zusammenkunft der Sektion Optik fand im September bei der Firma
Wild-Heerbrugg AG in Heerbrugg, diejenige der Sektion Elekronenmi-
kroskopie (Thema "Neuartige Analysenmethoden in TEM und REM") im
Rahmen der SNG-Jahresversammlung in Bern statt. Beide Veranstal-
tungen waren sehr gut besucht.

Die SGOEM unterstiitzte die Teilnahme am Internationalen Kongress
fiir Elektronenmikroskopie in Kyoto, Japan,  durch Reisekostenbei-
trdge. Ferner iibernahm die Gesellschaft weiterhin das Patronat
iber die Rasterelektonenmikroskopie-Wanderausstellung "Sehen-Ver-
stehen?", die bisher in Basel, Winterthur, Luzern sowie  in.Mainz
und Minster/Westfalen (BRD) gezeigt wurde. Daneben wurden die Vor-
bereitungen fiir einen Kurs "Messen mit Optik" in Angriff genommen.

Internationale Beziehungen

Wdahrend 1986 die International Commission for Optics (IC0Q)  keine
Delegiertenversammlung abhielt, tagten die Delegierten der Dach-
organisationen filir Elektronenmikroskopie (International Federation
of Societies for Electron Microscopy, IFSEM, und Committee of
European Societies for Electron Microscopy, CESEM) anldsslich des
11. Internationalen EM-Kongresses in Kyoto, wo die SGOEM. durch
zwel Delegierte vertreten war.

Information

Der vierteljdhrliche Versand der "SGOEM-Mitteilungen® hat sich in
den vergangenen Jahren gut eingespielt und wurde fortgesetzt. Da-
mit werden die Mitglieder regelmissig iber kommende Veranstaltun-
gen im In- und Ausland, iber Buchneuerscheinungen und . andere
aktuelle Themen informiert. Ferner wurde die Beniitzerliste "Ras-
terelekronenmikroskope und Mikrosonden" auf den neuesten - Stand
gebracht. :

Der Prdsident: Prof. John Ralph Glinter
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